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[57]申請專利範圍
1.　一種全數位時脈責任週期校正電路，其包含:
一取樣單元，其接收並取樣一輸入時脈訊號；

一責任週期校正模組，其電性連接該取樣單元，該責任週期校正模組依據該輸入時脈訊

號產生一第一時脈訊號；

一鎖相模組，其電性連接該取樣單元與該責任週期校正模組，該鎖相模組依據該第一時

脈訊號進行反相處理而產生一第二時脈訊號，該取樣單元傳送該第一時脈訊號與該第二

時脈訊號至該鎖相模組，該鎖相模組偵測該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之一正緣相

位差，以對齊該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之正緣相位，該取樣單元傳送已對齊正

緣相位之該第一時脈訊號與該第二時脈訊號至該責任週期校正模組，該責任週期校正模

組比較該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之一脈波寬度差，以調整該第一時脈訊號與第

二時脈訊號之脈波寬度直到兩者相等為止，此時將第二時脈訊號輸出為一第三時脈訊號。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之全數位時脈責任週期校正電路，其中該鎖相模組包含:
一相位偵測單元，其偵測該正緣相位差，以產生一相位偵測訊號；

一相位調整單元，接收該第一時脈訊號與該第二時脈訊號；以及

一相位控制單元，電性連接該相位調整單元與該相位偵測單元，依據該相位偵測訊號產

生一相位控制碼至該相位調整單元，以驅使該相位調整單元對齊該第一時脈訊號與該第
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二時脈訊號之正緣相位，該相位控制單元於該第一時脈訊號與該第二時脈訊號相位對齊

後鎖住該相位調整單元。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之全數位時脈責任週期校正電路，其中該責任週期校正模組
包含:
一責任週期偵測單元，其依據該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之脈波寬度差產生一責

任週期偵測訊號；

一責任週期調整單元，接收該第一時脈訊號與該第二時脈訊號；以及

一責任週期控制單元，電性連接該責任週期校正單元，依據該責任週期偵測訊號產生一

責任週期控制碼至該責任週期校正單元，以調整該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之脈

波寬度，該責任週期控制單元於調整該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之責任週期後鎖

住該責任週期校正單元。

4.　一種全數位時脈責任週期校正方法，其包含:
接收一輸入時脈訊號，進行取樣以產生一第一時脈訊號；

進行反相處理以得到一第二時脈訊號；

傳送該第一時脈訊號與該第二時脈訊號至一鎖相模組，以偵測該第一時脈訊號與該第二

時脈訊號之正緣相位差，並依據該正緣相位差分別對齊該第一時脈訊號與該第二時脈訊

號之正緣相位；

傳送對齊正緣相位後之該第一時脈訊號與該第二時脈訊號至一責任週期校正模組，進行

比較該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之脈波寬度差，以調整該第一時脈訊號與第二時

脈訊號之脈波寬度；

傳送該第一時脈訊號與該第二時脈訊號至該鎖相模組，以偵測該第一時脈訊號與該第二

時脈訊號之正緣相位差，並依據該正緣相位差分別對齊該第一時脈訊號與該第二時脈訊

號之正緣相位；

傳送對齊正緣相位後之該第一時脈訊號與該第二時脈訊號至該責任週期校正模組，進行

比較該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之波寬度差，以調整該第一時脈訊號與第二時脈

訊號之脈波寬度；以及

比對該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之脈波寬度差為 0時，輸出該第二時脈訊號為一
責任週期為 50% 之全數位時脈訊號。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之全數位責任週期校正方法，其中於偵測該第一時脈訊號與
該第二時脈訊號之一第一正緣相位差之步驟中，係偵測該第一正緣相位差產生一相位偵

測訊號。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之全數位責任週期校正方法，其中於依據該正緣相位差分別
對齊該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之正緣相位之步驟中，係依據該相位偵測訊號產

生一相位控制碼至該相位調整單元，以補償該正緣相位差。

7.　如申請專利範圍第 4項所述之全數位責任週期校正方法，其中於比較該第一時脈訊號與
該第二時脈訊號之脈波寬度差之步驟中，係依據該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之一

脈波寬度差產生一責任週期偵測訊號。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之全數位責任週期校正方法，其中於調整該第一時脈訊號與
第二時賣訊號之脈波寬度之步驟中，係依據該責任週期偵測訊號產生一責任週期控制碼

至該責任週期校正單元，以調整該第一時脈訊號與該第二時脈訊號之脈波寬度。

圖式簡單說明

第一圖為本發明之一實施例之電路圖；

第二 A圖與第二 B圖為本發明之一實施例之波形圖；
第三圖為本發明之粗調相位偵測電路的電路圖；

(2)
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第四圖為本發明之微調相位偵測電路的電路圖；以及

第五圖為本發明之一實施例之流程圖。

(3)
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(4)
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(5)
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